






































































































专利名称(译) 非侵入式扫描设备

公开(公告)号 US8647272 公开(公告)日 2014-02-11

申请号 US12/621470 申请日 2009-11-18

[标]申请(专利权)人(译) 平迪产品公司

申请(专利权)人(译) PINDI PRODUCTS，INC.

当前申请(专利权)人(译) RF科学与科技股份有限公司.

[标]发明人 HARRA DAVID JAMES
MASTIN PETER F
IVERSON MARK NORMAN
SANNER RICK EUGENE
HUTCHINSON MARTIN ALBERT

发明人 HARRA, DAVID JAMES
MASTIN, PETER F.
IVERSON, MARK NORMAN
SANNER, RICK EUGENE
HUTCHINSON, MARTIN ALBERT

IPC分类号 G01N21/00 G01J1/42 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0507 A61B5/14532 A61B2562/182 A61B5/411 A61B5/05 A61B5/6826 A61B5/6838

优先权 61/117056 2008-11-21 US
61/115767 2008-11-18 US
61/116417 2008-11-20 US
61/116959 2008-11-21 US

其他公开文献 US20100065751A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

描述了利用电磁辐射非侵入地扫描和分析样本的一个或多个特征的系统
和方法。更具体地，该系统和方法利用连接到发射器的电磁辐射源和连
接到接收器的分析器。待分析的样本以各种不同的方式放置在发射器和
接收器之间，并且电磁辐射的频率扫描通过样本传输以产生一系列光谱
数据集，用于创建一个或多个复合光谱图，然后分析以确定样品的一种
或多种特征。可替代地，可以在发射器，接收器和样本周围施加磁场以
增强一些特征分析应用。样品包括惰性和生物，其特征包括各种不同的
应用。
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